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摘要(译)

一种检查包括像素的有机电致发光（EL）显示装置的方法，所述像素中
的每一个包括有机电致发光（EL）元件，包括：在将像素施加到像素的
情况下对像素成像预定时间;识别在成像中产生大于或等于阈值强度的光
泄漏的发光点，发光点位于像素内;当在多次成像和识别迭代之后，在识
别的多次迭代中识别两次或更多次发光点时，确定包括一个发光点的像
素是缺陷像素。
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